
Перечень оборудования ЦЗЛ 

Масспектрометр Api-2000 

Хроматограф Agilent 1200 

Седимнтограф SEDIGRATH 5120 (США) 

Прибор определения удельной поверхности ПСХ-12  

Прибор определения удельной поверхности ПСХ-10М 

Анализатор удельной поверхности и пористости GEMINI VII 

icp - спектрометр  ICAP6300 Duo 

Спектрофотометр СФ-256 БИК (ЛОМО) 

Оптический микроскоп "Олимпус" МХ51 

Ethos One - система микроволнового разложения проб 

Анализатор размера частиц Mastersizer 2000 

Спектрофлуориметр  Agilent Cary Eclipse 

Рентгеновский дифрактометр Bruker D8 Advance 

Электронный микроскоп JEOL JSM 6010 С ЭДС приставкой 

Газожидкостный хроматограф (ГЖХ) Кристалл 5000  

 


